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Urkundeninhaber:

MUHLE Messzeuge GmbH
Krautacker 3, 97892 Kreuzwertheim

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgroRen
Lange
— Langenmessmittel
— Durchmesser
— Langenmessgerite ?
— Ebenheit ?
— Geradheit

2 auch Vor-Ort-Kalibrierung

Fir die mit * gekennzeichneten MessgroRen/Kalibriergegenstinde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfligt liber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Kalibrierlaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkkS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 4




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und

Messmodglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
1)
Lange
Messuhren bis 30 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 2 um
mit Skalenanzeige * Blatt 11.1:2021
Messuhren bis 30 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 2pm
mit Ziffernanzeige * Blatt 11.4:2020
Feinzeiger * bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8 um
Blatt 11.2:2002
Flihlhebelmessgerate * bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1pum
Blatt 11.3:2002
Innenmessgerdte mit bis 3 mm | Endwert des 1,5 pm
2-Punkt-Beriihrung * Messbereichs:
<800 mm
VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 13.2:2005
Messschieber flr AuRen-, Omm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 15pum +15-10%-/ |/=gemessene Linge
Innen- und TiefenmaRe * Blatt 9.1:2006
Tiefenmessschieber * Omm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 20 pm +20- 106/
Blatt 9.2:2006
Hohenmessschieber * Omm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 20 um + 20106/
Blatt 9.3:2006
Buigelmessschrauben * Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+10- 10/
Blatt 10.1:2001
Feinzeigermess- Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%./
schrauben * Blatt 10.3:2002
Innenmessschrauben mit 15mm bis 175 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2 um d = gemessener
3-Linien-Beriihrung * Blatt 10.8:2002 Durchmesser
Innenmessgerdte mit 15 mm bis 175 mm | MW 100050.12:2021-08 2 um
3-Linien-Berlihrung
Induktive Messtaster * bis 10 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,5 pm
Blatt 14.1:2010
Inkrementale Messtaster 0mm bis 30 mm | MW 100050.13:2019-07 | 0,4 um+12-10%:/ | Mit GlasmaRstab, mit
kapazitivem Mafstab,
mit magnetischem
Malstab
Berlihrungslose bis 1000 mm | MW 100050.11:2021-02 0,3 um Anwendungsbereich
Abstandssensoren
Lehrdorne VDI/VDE/DGQ 2618 d = gemessener
Durchmesser * 1mm bis 250 mm | Blatt 4.1:2006 0,5um+5-10%6-4d | Durchmesser
Einstellringe Option 3
Durchmesser * 15mm bis 250 mm 0,5um+5-106-4d

1) In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giltig ab:

05.01.2022

Ausstellungsdatum: 05.01.2022
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00

Permanentes Laboratorium

MessgréRe /

Kalibrier- und
Messbereich /

Messmoglichkeiten (CMC)

Messbedingungen /

Erweiterte

kS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bemerkungen

Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
1)
Prifstifte VDI/VDE/DGQ 2618 d = gemessener
Durchmesser * Blatt 4.2:2007, Durchmesser
0,1 mm bis 20 mm | Option 1 0,5um+5-10%6-d

vertikale 0mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,5pum+1,7-10% -/ | [ = gemessene Lidnge
Langenmessgerdte, Blatt 16.1:2009
Héhenmessgerate *
Horizontale Ebenheits- MW 100050.5:2021-06 [/ = Kantenlange der
verkérperung bis 5 m Kantenlidnge Ebenheitsverkdrperung
Ebenheitsabweichung bis 30 um 1um+0,5-10%-/ |z, B. Prifplatten

nach DIN 876:1984
Horizontale Geradheits- MW 100050.5:2021-06 [ = Kantenldange der
verkdrperung bis 5 m Kantenlidnge Geradheitsverkdrperung
Geradheitsabweichung bis 30 um 1pum+0,5-10%-/ |z B.Lineale aus

Hartgestein

nach DIN 876:1984
Horizontale O0mm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,1 pum+1-10%-/ | Mit Laserinterferometer
Ldngenmessgerdte * Blatt 17.1:2014
Lédngeneinstellgerate * 0mm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 | 0,9 um+4-10€-/ | Mit Laserinterferometer

Blatt 17.2 Entwurf 2019

Optische Mikrometer bis 60 mm | MW 100050.7:2017-12

Langenmess-
abweichung £
Wiederholbarkeit R

0,24 um+6-10%-/
0,21 pm

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Gliltig ab:

05.01.2022

Ausstellungsdatum: 05.01.2022
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und

Messmdglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroiRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
1)
Lange
Horizontale Ebenheits- MW 100050.5:2021-06 / = Kantenldnge der
verkdrperung bis 5 m Kantenldnge Ebenheitsverkorperung
Ebenheitsabweichung bis 30 um 1ym+0,5-10%-/ |z, B, Prifplatten
nach DIN 876:1984
Horizontale Geradheits- MW 100050.5:2021-06 | = Kantenldnge der
verkérperung bis 5 m Kantenlidnge Geradheitsverkérperung
Geradheitsabweichung bis 30 um 1pum+0,5-10%-/ |z B.Lineale aus
Hartgestein
nach DIN 876:1984
Horizontale Omm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,1um+1-10%-/ | Mit Laserinterferometer
Langenmessgerdte * Blatt 17.1:2014
Langeneinstellgerdte * 0mm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 | 0,9 um+4-10%-/ | Mit Laserinterferometer
Blatt 17.2 Entwurf 2019
Optische Mikrometer bis 60 mm | MW 100050.7:2017-12

Langenmess-
abweichung E
Wiederholbarkeit R

0,24 um +6-10%-/
0,21 pm

Verwendete Abkiirzungen:

CMC
DGQ
DIN
DKD
MW
VDE
VDI

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)
Deutsche Gesellschaft fiir Qualitdt e.V.
Deutsches Institut flir Normung e.V.

Deutscher Kalibrierdienst
Hausverfahren der MUHLE Messzeuge GmbH
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
Verein Deutscher Ingenieure e.V.

1) In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giltig ab:

05.01.2022

Ausstellungsdatum: 05.01.2022
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